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引  言

JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011 《通用计量术语及

定义》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》共同构成本校准规范制定的基

础性系列规定。
本规范参照GB/T18311.2—2001 《纤维光学互连器件和无源器件基本试验和测量

程序 第3-2部分:检查和测量单模纤维光学器件偏振依赖性》中的测试方法A、试验

装置要求等有关章节。
本规范为首次制定。
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偏振依赖损耗测试仪校准规范

1 范围

本规范适用于偏振依赖损耗测试仪的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

GB/T18311.2—2001 纤维光学互连器件和无源器件基本试验和测量程序 第

3-2部分:检查和测量单模纤维光学器件偏振依赖性

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

以下术语和定义适用于本校准规范。

3.1 偏振依赖损耗 polarizationdependentloss(PDL)
传输光信号在全偏振态变化时,光器件或光网络输出端口输出光功率的最大变化

量,单位dB,其定义见式 (1):

PDL=Pmax-Pmin (1)
式中:

Pmax———被测件全偏振态下的输出端口最大输出光功率,dBm;

Pmin———被测件全偏振态下的输出端口最小输出光功率,dBm。

4 概述

偏振依赖损耗测试仪主要用于光纤、光纤器件 (包括耦合器、光环行器、光连接器

和波分复用器等)在研制、生产和检测等过程中PDL技术指标的测试。目前,偏振依

赖损耗测试仪采用的方法主要有偏振态扫描法、穆勒矩阵法和琼斯矩阵法。

4.1 偏振态扫描法原理

偏振态扫描法是测试PDL的基本方法,它依据PDL定义完成测试,其测试原理如

图1所示。光源输出的光经偏振扫描模块后偏振态发生随机变化,由于被测件的偏振依

赖损耗特性,光探测器接收到的光功率随着偏振态的变化而改变。当偏振扫描模块扫描

时间足够长时,经过被测件的偏振态就足够多,即可从光探测器接收到的系列数据中,
利用其定义式求得被测器件的PDL。
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